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Mire Test Réfléchissante r Systémes de Bala

Tous les Produits / Mires de Test / Mires Couleur et a Echelle de Gris /

[ Afficher tous les 1 produits de la méme famille.

Mire Test Réfléchissante pour Systéemes de Balayage ISO-16067-1

Stock #58-196 1 In Stock

@ 1 @ €47

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-4 €347,11 prix unitaire
Qté 5+ €330,73 prix unitaire
Need More? Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPECIFICATIONS

Caractéristiques du produit

NIST Certification:
No

Propriétés physiques et mécaniques
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Longueur (mm):

152.00
Largeur (mm):
100.00
Propriétés optiques
Substrat:
Black and White Photo Paper
Résolution:
6 -40 Ip/mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme
Certificate of Conformance:

Visionner
Reach 235:

Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

e En Accordance avec le Standard ISO 16067-1
e Congu pour Tester des Systemes de Scannage Digitaux

La Mre Test Réfléchissante pour Systémes de Balayage est congue pour mesurer la résolution lumineuse réfléchissante et caractéristiques d’'imagerie de systtmes de scannage numérique, en accordance avec les
spécifications 1ISO 16067-1. Les motifs mire incluent I'anneau Landolt, résolution alphanumérique, motifs a échelle de gris, horizontal, vertical, et motifs ronchi ruling (6 - 40 Ip/mm).
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